
№ 項　　　　　目 単　　　　　位 手数料 担当部名

4140 比表面積測定（Ｂ） １試料につき 7,150 化学技術部

4150 接触角測定試験 １試料につき 2,080 機械・材料技術部

4160 ゼータ電位測定（Ａ）（微粒子分散溶液） １試料につき 9,780 　　〃

4170 ゼータ電位測定（Ｂ）（平板形状試料） １試料につき 11,900 　　〃

4180 粒径分布測定（動的光散乱法） １試料につき 8,500 　　〃

  その他の試験（３）

－9－


